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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

TECHNIQUES D’ANALYSE POUR LA,Sl:JRE'!'I'E DE FONCTIONNEMENT -
BLOC-DIAGRAMME DE FIABILITE ET METHODES BOOLEENNES

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEIl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activifés — publie des Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications™accessibles au

rticipent
ion (1ISO),

2) ésentent; dans la mesure

Camités\nationaux de la CEI
3) internationales et sont agréées
ofit entrepris afin que la CEI
peut pas étre tenue responsable
onque utilisateur final.

4) ationaux/de la CEI s'engagent, dans toute la

i de la CEl dans leurs publications
ublications de la CEl et toutes publications
termes clairs dans ces derniéres.

5) indication d’approbation et n'engage pas sa

de ses Publications.

6) possesgsion de la derniere édition de cette publication.

7) ] I, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y : i ers ep les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la e causé ep’cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre

1 thdirecte ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de

8) erences’normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications

9) r le fait™qde certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
’ té intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
respons voir jdentifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme intern e CEI 61078 a été établie par le comité d’études 56 de la CEIl: Sdreté

de fonctionnement.

Cette seconde édition annule et remplace la premiére édition publiée en 1991. Elle constitue
une révision technique compléte. La principale modification par rapport a la précédente édition
porte sur I'ajout d’'un article concernant les méthodes disjointes booléennes (Annexe B).

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
56/1071/FDIS 56/1089/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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Dependability:

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ANALYSIS TECHNIQUES FOR DEPENDABILITY -
RELIABILITY BLOCK DIAGRAM AND BOOLEAN METHODS

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardisation comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardisation in the electrical and_electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (herea e
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC i mittee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. Intern
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this prepa . s
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordafe i ditions efmined by
agreement between the two organizations.

transparently to the maximum extent possib
between any IEC Publication and the correspo
the latter.

IEC provides no marking procedure to indicate appro
equipment declared to be in{lconfermity with.an IEC Rublicatior.

members of its teehnica itte ational Committees for any personal injury, property damage or
other damage o‘@ v er” direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising “out 8 i

Publications.

This second edition cancels and replaces the first edition, published in 1991, and constitutes
a full technical revision. The major change with respect to the previous edition is that an
additional clause on Boolean disjointing methods (Annex B) has been added.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
56/1071/FDIS 56/1089/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEIl sous «http://webstore.iec.ch» dans les
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
* amendée.

@%
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch” in
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

» replaced by a revised edition, or
*+ amended.

@%
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INTRODUCTION

Différentes méthodes analytiques de sireté de fonctionnement sont disponibles, dont le Bloc-
diagramme de fiabilité (BDF) fait partie. Avant de commencer un travail sur le BDF, il convient
que l'analyste examine I'objet de chaque méthode et de leur pertinence individuelle ou
combinée dans [I'évaluation de la fiabilité et de la disponibilit¢ d’'un systéme ou d’'un
composant donné. Il est recommandé que les résultats pouvant étre obtenus par chaque
méthode soient pris en considération, ainsi que les données exigées pour mener I'analyse, la
complexité de celle-ci, et les autres facteurs identifiés dans cette norme.

Un Bloc-diagramme de fiabilité (BDF) est une représentation picturale de la performance de
fiabilité d’'un systéme. Il montre la connexion logique de composanis nécessaires au
fonctionnement réussi du systéme (ci-aprés appelé «état opérationnel du §

@%

N
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INTRODUCTION

Different analytical methods of dependability analysis are available, of which the reliability
block diagram (RBD) is one. The purpose of each method and their individual or combined
applicability in evaluating the reliability and availability of a given system or component should
be examined by the analyst prior to starting work on the RBD. Consideration should also be
given to the results obtainable from each method, data required to perform the analysis,
complexity of analysis and other factors identified in this standard.

A reliability block diagram (RBD) is a pictorial representation of a system's reliability perform-
ance. It shows the logical connection of (functioning) components needed for successful
operation of the system (hereafter referred to as “system success”).

@C‘@
S
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TECHNIQUES D’ANALYSE POUR LA'SLAJRE'!'E DE FONCTIONNEMENT -
BLOC-DIAGRAMME DE FIABILITE ET METHODES BOOLEENNES

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale décrit les procédures de modélisation de la sdreté de
fonctionnement d’un systéme et l'utilisation du modéle pour calculer la fiabilité et la
disponibilité.

systémes ou l'ordre des défaillances est a prendre en compte,
sont effectuées, d’autres techniques de modélisation, telle
conviennent mieux.

fagcon interchangeable.

2 Reéférences normatives

Les documents de référence suivants s les pour l'application du présent
document. Pour les référe

ont. ind
s atées sédi'n Citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére éditiomdu document de/référence s'applique (y compris les éventuels

amendements).

CEI 60050-191: @
de fonctionnement et

Pour les besoins du présent document, les termes et les définitions fournis dans la
CEI 60050-191 et I'lSO 3534-1 s’appliquent.
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